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Domyslny typ protokotu dla przedmiotu:

Zaliczenie na ocen¢

Jezyk wyktadowy:

Polski

Skrocony opis:

1. Przedmiot i metodologia optyki geometrycznej
Podstawowe pojecia refraktometrii
Interferencja fal $wietlnych

Podstawy mikroskopii

Mikroskopia polaryzacyjna

Mikroskopia kontrastowo-fazowa

Mikroskopia polaryzacyjno-interferencyjna
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Opis:

Wyktady:
1. Przedmiot i metodologia optyki geometrycznej. (2h)
Woprowadzenie. Zasada Fermata. Budowa goniometru. Spekirometr optyczny.
Podstawowe pojecia refraktometrii. (3h)
Dyspersja materiatow. (3h)
Prawo Gladstone'a — Dale’a.
4. Interferencja fal $wietinych. (4h)
Interferencja fal tworzonych w wyniku podziatu czota fali. Interferencja fal tworzonych przez podziat amplitudy. Koherencja
czasowa, przestrzenna, czasowo-przestrzenna.
Podstawy mikroskopii. (2h})
Mikroskopia polaryzacyjna. (2h)
Mikroskopia kontrastowo-fazowa. (2h)
Mikroskopia polaryzacyjno-interferencyjna. (4h)
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Zajecia laboratoryjne:
1. Praca z goniometrem-spektrometrem (4h)
2. Praca z mikroskopem Biolar Pl. Metoda jednorodnego pola. (4h)

Literatura:
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Efekty ksztalcenia:

W1 Zna podstawowe wtasciwoséci optyczne materiatéw. K_W03, K_W04, K_W15, K_W17.

W2 Zna podstawowe pojecia i prawa optyki geometryczne;j i fizyczne]. K_W03, K_W04, K_W15, K_W17, K_W19.

W3 Zna zasady dziatania i umie postuzy¢ sie wazniejszymi przyrzadami pomiarowymi stuzgcymi do wyznaczania parametrow
optycznych materiatow stalo i cieklokrystalicznych. K_W03, K_W04, K_W15, K_W17, K_W19.

W4 Zna podstawowe optyczne metody pomiarow wielkosci fizycznych. K_WO03, K_W04, K_W15, K_W17, K_W19.

U1 Umie pozyska¢ informacje o pomiarach optycznych z literatury i innych zrodet. K_U01, K_U02.

U2 Umie zastosowaé metody matematyczne do ilosciowego opisu zjawisk interferencyjnych w metrologii optycznej. K_U03,
K_W15, K_W19.

U3 Potrafi przygotowaé prezentacje z zakresu optycznych metod pomiarowych. K_U04

K1 Rozumie potrzebe ciagiego uczenia sig, a takze potrafi inspirowa¢ innych, K_K01, K_K02, K_K04, K_K11.

Metody i kryteria oceniania:

. Laboratorium — Warunkiem zaliczenia ¢wiczen laboratoryjnych jest wykonanie pomiarow oraz pozytywne oceny ze
sprawdzianow teoretycznych i sprawozdan.
. Wyktad — sprawdzian pisemny (warunek pozytywna ocena z ¢wiczen faboratoryjnych).

W1 — Sprawdzian pisemno-ustny w ramach zaliczenia.
W2 — Ustne odpowiedzi na zajeciach z éwiczen laboratoryjnych,
W3 - Zaliczenie sprawozdania koncowego.
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Ut - S_prawdzenie pisemno-ustne wiedzmoretycznej_
U2 i U3 — Odpowiedzi ustne podczas wykonywania ¢wiczen laboratoryjnych oraz pozytywna ocena ze sprawozdania koncowego
K1 — Pomiary laboratoryjne wykonywane sg w podgrupach przyporzgdkowanych do poszczegoinych tematow

Praktyki zawodowe:

brak

| Forma studiow
stacjonarne
Rodzaj studiéw

| 1l stopnia

Rodzaj przedmiotu

wybieralny

Przedmioty wprowadzajace

»  Matematyka. Wymagania wstepne: Poziom politechniczny studiéw |-go stopnia.
. Fizyka. Wymagania wstepne: Poziom politechniczny studidow I-go stopnia.
=  Ciekle krysztaty. Wymagania wstepne: zna podstawowe pojecia fizyki ciektych krysztatow.

Programy

semestr studiéw Il

kierunek: Inzynieria Materialowa
specjalnose:

Forma zajeé liczba godzin/rygor

semestr x- egzamin, + zaliczenie, # projekt ECTS
razem wyktady ¢wiczenia laboratoria projekt seminarium
il o 30 227+ 81+ 2
Autor
prof. dr hab. Jerzy Kedzierski
Bilans ECTS : LT
Lp. Aktywnos¢ Obciazenie w godz.
1 Udziat w wyktadach 22
[2 Samodzielne studiowanie tematyki wykladow 20
3 Udzial w ¢wiczeniach -
4 Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen -
5 Udzial w laboratoriach
6 Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow - 10
7 Udzial w seminariach
8 Samodzielne przygotowanie sie do seminariéw
9 Realizacja projektu -
10 Udziat w konsultacjach
11 Przygotowanie do egzaminu
12 Udziat w egzaminie
Godz. ECTS
Sumaryczne obcigzenie praca studenta 60 2
Zajecia z udziatem nauczycieli: 1+3+5+7+9+10+12 - 30 1
Zajecia o charakterze praktycznym: 5+6+9 18 0.5
Zajecia powigzane z dziatalno$cig naukowa: 1+2+3+4+7+8 42 1.5
AUTOR KIEROWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
KARTY |NFORMACYJNEJ ODPOWIEDZIALNE_.J ZA F’RZEDMIOT/
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